5 Sygnatariusz EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

wydaje

zgodnie z § 16 ustawy nr 22/1997 Dz.U. w sprawie wymogow technicznych dot. wyrobow, z pézniejszymi zmianami przepisow

SWIADECTWO AKREDYTACJI

nr 317/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
z siedzibg Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice, REGON 43389783

dla laboratorium wzorcujacego nr 2301
Laboratorium wzorcujace

Zakres udzielonej akredytacji:

Wzorcowanie przyrzadéw pomiarowych dlugoscei, katow plaskich, masy, obrotéw, twardosci,
chropowatosci, sity, ci$nienia, temperatury, wielkosci elektrycznych, wielkosci czasu i wilgotnosci
ograniczone zafacznikiem do niniejszego swiadectwa.

Niniejsze Swiadectwo stanowi potwierdzenie udzielenia akredytacji na podstawie oceny spetnienia wymogow akredytacji
zgodnie z

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jednostka oceny zgodnosci jest uprawniona podczas swoich czynnoéci powotywaé si¢ do niniejszego Swiadectwa w zakresie
udzielonej akredytacji w okresie jej waznosci, o ile akredytacja nie zostanie wycofana i ma obowigzek petnienia ustalonych
wymogow akredytacyjnych zgodnie z wlasciwymi przepisami dotyczacymi dzialalnosci akredytowanej jednostki oceny
zgodnosci.

Niniejsze Swiadectwo Akredytacji w pelnym zakresie zastgpuje Swiadectwo nr: 64/2024 z dnia 14. 2. 2024, ewentualnie akty
administracyjne nawigzujace do niego.

Udzielenie akredytacji jest wazne do 2. 7. 2029

W Pradze dnia 2. 7. 2024 x A : /
d W imienjia

inz. Jan Velisek
Kierownik Dziatu Laboratoriow
Badawczych i Wzorcujacych
Czeskiego Instytutu Akredytacyjnego, opp




Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkoSci:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Dlugosé

. Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | Najnizsza podawana . Identyfikacin | b
o Przedmiot wzorcowania ; : . wielkosci niepewno$¢ pomiaru? Bl procedur)j 3 ka
min  jedn. maks  jedn. wzorcowania
1 Wzorce konicowe Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D1
0,5 mm do 1000 mm (2L +0,2) pm koncowymi
2* | Stalowe mirniki dlugosci Poréwnanie pomiaru z wzorcami | KP D2
0m do 2m 60 um koncowymi
2m do Sm 180 um
Stalowe metry zwijane Pomiar por6wnawczy na torze
0m do 2m 0,14 mm Wzorcowym
2m do 3m 0,28 mm
3m do Sm 0,42 mm
Sm do 8m 0,70 mm
8§ m do 10 m 0,98 mm
3 Tasmy pomiarowe 0m do 10 m B o Pomiar poréwnawczy na torze KP D3
wzorcowym
10 m do 20 m 0,6 mm
20 m do 50 m 1,0 mm
50 m do 100 m 2,2 mm
Dalmierze laserowe 0Om do Sm 0,2 mm
Sm az 10 m 0,4 mm
4 Graniczne i ustawiane Bezposrednie i poréwnawcze KP D4
pierscienie I mm do 100 mm (2L +0,5) um pomiary na dalmierzu
100 mm do 500 mm (2L +2,4) um
Graniczny sprawdzian :
szczqkowyy ’ Imm  do 100 mm S @ri% L +0,5) um
100 mm do 500 mm / '(g\\' I,}/QL O/;r\ (2L +2,4) um
Szczelinomierze ptytkowe 0,02 mm do 100 mm ( ; ¥ ;f) n 9| 2L+0,5)pm
Graniczne sprawdziany %ﬂ it i
szczekowe 100 mm do 500 mm \ o, rb (2L +2,4) pm
- =

Strona 1z 20




Zalacznik jest integralng czeScig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujgce
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

1 Wzorcowana wielkos¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | Najnizsza podawana : Yentylikacia Placow-
Lp Przedmiot wzorcowania wielkosci niepewno$¢ pomiaru? LA o procedury ka
min  jedn. maks  jedn. pe P wzorcowania®
5* | Szczelinomierze listkowy Pomiar bezposredni mikrometrem |KP D4
Graniczne sprawdziany
szczekowe 1 mm do 125 mm (2L +2,4) um
6 Graniczne kotki nagwintowe 1 mm do 200 mm (3L +3)um Pomiar bezposredni dalmierzem |KP D5
Pomiar bezpoéredni urzadzeniem
I mm do 160 mm (I'L +4) pm MasterScanner XP 16060
Pier$cienie gwintowe 1 mm do 3 mm (3L +3)pum Poréwnanie z kotkiem zuzycia
2,5 mm do 200 mm (3L +3)um Posredni pomiar na dalmierzu
Pomiar bezposredni urzadzeniem
3 mm do 160 mm (1L +4) pm MasterScanner XP 16060
7* | Graniczne kotki nagwintowe 1 mm do 125 mm (3L +3,5) pm Pomiar bezposredni mikrometrem |KP D5
8* | Przyrzady pomiarowe: Poréwnanie pomiaru z wzorcami | KP D6
suwmiarki, koncowymi i piercienia
glebokosciomierze,
wysokos$ciomierze 0 mm do 1000 mm 12 pm
1000 mm do 3000 mm 20 pm
9* | Mikrometryczne przyrzady Poréwnanie pomiaru z wzorcami | KP D7
pomiarowe: mikrometry, koncowymi
passametry,
mikropassametry, glowice
mikrometryczne,
glebokosciomierze
mikrometryczne 0 mm do 25 mm 0,7 pm
25 mm do 100 mm 1,4 um
100 mm do 1000 mm 2,5 pm
1000 mm do 1500 mm 4,1 pm
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Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivanéice

Lp! Wzorcowana wielko$é / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | Najnizsza podawana Zasada wzorcowania lder':)?egﬁcja Placow-
Przedmiot wzorcowania min  jedn. maks  jedn. wielkoSci niepewno$é pomiaru? w;)orcowan)ilaz‘ ka
10* | Srednicowki Poréwnanie pomiaru ze KP D8
mikrometryczne sprawdzianami ustawianymi
Srednicowki
mikrometryczne
trzypunktowe 2 mm do 100 mm 2,0 um
100 mm do 300 mm 4,0 pm
11 |Macki mikrometryczne 10 mm do 3000 mm (3L +22) um Pomiar bezposredni dalmierzem |KP D9
12* | Grubosciomierze Poréwnanie pomiaru ze wzorcem |KP D10
elektromagnetyczne, grubosci
ultradzwiekowe 0 mm do 1,5 mm (I'L+1,3) pum
1,5 mm do 500 mm (I'L+2,3) um
13 | Zegarowe mierniki odchytek Pomiar bezpo$redni specjalnym KP D11
proste i dZwigniowe 0 mm do 100 mm 0,3 um przyrzadem pomiarowym
Srednicowki dwupunktowe 2 mm do 205 mm 0,3 pm
14 |Sprawdziany, narzedzia Pomiar na 3D SMS KP D12
pomiarowe, szablony,
przyrzady pomiarowe
plaskosci i kata 0 mm do 2000 mm (4,5L + 1,7) pm
15* | Projektory profilowe, Pomiar poréwnawczy z liniatem  |KP D13
mikroskopy pomiarowe 0 mm do 300 mm (1L +2,6) um
16* | Pomiar prostolinijnosci, Pomiar bezposredni KP D14
odczyt liniowy, pomiar interferometrem laserowym
réwnoleglosci maszynowych
przyrzadéw pomiarowych 0m do 20 m (I'L+0,1) pm
0m do 20 m 1,5 um/m?
17 Sprayvdznany, r_1arz‘(;d21a‘ & i do 600 mm Bomlar wysoko$ciomierzem KP D15
pomiarowe, miarki specjalne 2,5L +1,2) um liniowym
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Zaljcznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierzonej | Najnizsza podawana . Identyfikacja | 5, 5.
LP Przedmiot wzorcowania elkosci sienewniolé vomiare? Zasada wzorcowania procedury ka
min  jedn. maks  jedn. e p P wzorcowania®
18* | Wysoko$ciomierze liniowe Poréwnanie pomiaru z KP D16
0 mm do 600 mm (0,8L +0,5) um sprawdzianem grzebieniowym
Poréwnanie pomiaru z
sprawdzianem grzebieniowym i
600 mm do 1000 mm (1'L +3,0) pm wzorcami koficowymi
19* | Przyrzady do pomiaru Poréwnanie pomiaru z wzorcami |KP D17
konturu 0 mm do 100 mm (I'L +2,6) pum koncowymi
20* | Dlugo$ciomierze Pomiar bezposredni KP D18
0 mm do 20000 mm (2L +0,2) pm interferometrem laserowym
21* |Maszyny pomiarowe Poréwnanie pomiaru z KP D19
wspotrzednych 3D 0 mm do 600 mm (2L +0,2) um sprawdzianem grzebieniowym
Poréwnanie pomiaru sprawdzianu
grzebieniowego i wzorcami
600 mm do 1000 mm (2L +0,2) pm koncowymi
Pomiar bezposredni
0 mm do 10000 mm (I'L +0,1) um interferometrem laserowym
22 |Sprawdziany, miarki Pomiar bezposredni mikroskopem |KP D20
specjalne, narzedzia 2D
pomiarowe, szablony,
mierniki 0 mm do 330 mm (2L +3,5) um
23 |Linialy nozowe i kontrolne 0 mm do 2000 mm (5L +2) um Pomiar bezposredni na plycie KP D21
2000 mm do 3000 mm (5L +12) pm Pomiar na tozu
24* | Urzadzenie do pomiaru Poréwnanie pomiaru ze wzorcem |KP DRI
chropowatosci 0,01 pm do 6000 pm " 5% chropowatosci
25 | Wzorce chropowatosci P10 @ /(N Pomiar bezpos$redni urzadzeniem |KP DRI
0,01 pm do 6000 um WA SN 5% do pomiaru chropowatosci
26  |Katowniki od 0° do 180° @oé%{giﬁi%qia ™ Pomiar bezposredni przy pomocy |KP R2
Omm  do 7 mm = fudodim 9 |@4,5L+2)pm 3D SMS

1

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomie!

oépiiﬁxi}io éwe‘wzor@

(V) c

ia sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
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Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

2 Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M cze¢scia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartoéci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$é niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$é niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.

3 W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Wyjasnienia:
SMS - maszyna pomiarowa wspoétrzednych
L - dlugo$¢ nominalna w metrach

11_01-P508b K-20221122 Strona 5 z 20



Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkoSci: Kat plaski

Wzorcowana wielko$¢ / Nominalny zakres . . s Identyfikacja ;

LP! Przedmiot bFerninetn(y) misce Podnvana Zasada wzorcowania procedury Flacow-
! min jedn. maks jedn. wielkoSci niepewnos$é A ka
wzorcowania . 2 wzorcowania
pomiaru

1 Libelle murarskie, Bezposredni pomiar KP R1

cieczowe, Czulo$¢ na dziatke od generatorem matych

maszynowe -52 mm/m do 52 mm/m 0,01 mm/m 0,005 mm/m |katow

Pochylniki -180 ° do 180 ° Podziat od 0,01° 0,15°
2 Katomierze Pomiar bezpos$redni przy | KP R2

pomocy miarek
0° do 360 ° 5 katowych

1 W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadzaé wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sg w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
2 Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M cze¢scia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.

Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartoscei, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowiazuja nizsze warto$ci

niepewnosci.

>

3 W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Zaljcznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Masa

LP! Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana z ; Idextyficacia Placow-
s ; . ; sz A asada wzorcowania procedury
T PRSI min  jedn. maks  jedn. Remika WEPEIRE PRInIaTe wzorcowania® ka
1* | Waga elektroniczna i Obciazenie cigzarkiem KP VALl
mechaniczna z referencyjnym (zgodnie
nieautomatycznym dziataniem z OIML R111-1:2004)
0,001 g do 2000g Cigzarek klasy E2 2,710 ¢
2 kg do 20 kg Ciezarek klasy F2 1,410
20 kg do 1000 kg Ciezarek klasy M1 5,010
2 Konwencjonalna masa Poréwnanie z ci¢zarkiem KP VA2
ciezarkow i przedmiotow referencyjnym (zgodnie
z OIML R111-1:2004) na
lg 0,4 mg wagach wzorcowych
lg do 2g 0,5 mg
2g do 5¢g 0,6 mg
S5¢g do 10g 0,7 mg
10g do 20g 0,9 mg
20g do S0g 1,2 mg
50g do 100 g 1,9 mg
100 g do 200 g 2,8 mg
200 g do 500 g 5,1 mg
500 g do 1 kg 10 mg
1 kg do 2kg 17 mg
2 kg do Skg 31 mg
5kg do 10 kg 60 mg
10 kg do 20 kg —— 90 mg

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeni \g\r@&we Wz(ipcqwla sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizs v@fmmq owm niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%. Wartosci
niepewnosci podane bez JCanSIkl sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane ao;ej Wayto iepe i podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium; warto$¢ niepewnosci
konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkéw konkretnego wzorcowania. J&identy;fznyc(g wa(tosc@o zczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci niepewnosci.

W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne repedurj’ Wdokfﬁhé‘mac@c daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej procedury
(wlacznie wszystkich zmian). >
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Obroty

Nominalny zakres Najnizsza :
1 | Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Parametr(y) mierz. podawana : Tdentyfilacn Placow-
LP . : 2 5 . " A ¢ Zasada wzorcowania procedury
wzorcowania min  jedn. maks  jedn. wielkosci niepewnos$¢ L 3 ka
coid Wwzorcowania
pomiaru
1* | Mierniki obrotow Bezposredni pomiar KP OT1
30min! do 40000 min ! 1,1 % generatorem obrotow
W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnoéci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.

Wartosci niepewnos$ci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium

niepewnosci.

warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze warto$ci

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci:

Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Sila, badania mechaniczne

LP! Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) mierz. | Najnizsza podawana Z . IdantyDlacis Placow-
. . . . ok g asada wzorcowania procedury
wzorcowania - jedn. maks  jedn. wielkoSci niepewno$¢ pomiaru Sm— T ka
1 Twardo$¢ / Plytki wzorcowe twardosci i Pomiar bezposredni KP TV1
probki Rockwell a 70 HRA do 85 HRA 0,40 HRA
60 HRB do 100 HRB 0,40 HRB
20 HRC do 70 HRC 0,40 HRC
Twardo$¢ / Plytki wzorcowe twardosci
Shore A 0 ShA do 100 ShA 2,0 ShA
Shore D 0 ShD do 100 ShD 2,0 ShD
Brinell'a 8§ HBW do 650 HBW 1,0 %
Vickers’a 10 HV do 2900 HV HV2 do HV50 1,0 %
2% Twardo$é / Twardosciomierz do metali Pomiar bezposredni przy | KP TV1
Rockwell a pomocy plytek
70 HRA do 85 HRA 0,50 HRA | wzorcowych twardo$ci
60 HRB do 100 HRB 0,50 HRB
20 HRC do 70 HRC 0,50 HRC
Vickers’a 10 HV do 2000 HV 0,50 %
Brinell'a 10 HBW  do 650 HBW 0,50 %
Shore typu A, D, E, C 1 Sh do 100 Sh 0,50 Sh
3* | Moment sity / Klucze momentowe Pomiar porownawczy z |KP S1
wzorcowym czujnikiem
0,1 Nm do 1100 Nm 0,65 % momentu obrotowego
1100 Nm do 3000 Nm 0,90 %
Moment sity / Urzadzenia do pomiaru
momentu sity, wkretarki momentowe,
czujniki momentu sity 0,1 Nm do 0,40 %
500 Nm do 1,05 %
11_01-P508b.K-2022+152 Strona 9z 20




Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace

Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Identyfikacja

Lp! Wzorcowana wielko$¢ / Przedmiot Nominalny zakres Parametr(y) mierz. | Najnizsza podawana 7 . Plac6w-
. . A s e ! asada wzorcowania procedury
wzorcowania _— jedn. maks  jedn. wielkoSci niepewno$¢ pomiaru wEsrEOaAnia ka
4 Moment sity / Sitomierze i czujniki Pomiar poréwnawczy z |KP S2
tensometryczne wzorcowym czujnikiem
0,001 N do SkN 0,20 % sity
5 kN do 30 kN 0,30 %
5* | Moment sity / Silomierze i czujniki Pomiar poréwnawczy z |KP S2
tensometryczne wzorcowym czujnikiem
0,001 N do 5 kN 0,20 % sity
SkN do 20 kN 0,30 %

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki s3 wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze warto$ci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Ci$nienie
LP! Wzorcowana wielko$é¢ / Przedmiot e icvpiio P . . - ;I:)aé:::fl: ; Identyfikacja Placow-
wEnrCoOWNEia min  jedn. maks  jedn. arametr(y) mierz. wielkoSci niepewnosé Zasada wzorcowania procedur).' , Kka
pomitaT wzorcowania
1* | Ci$nieniomierze deformacyjne, Pomiary poréwnawcze z | KP T1, KP T2
mierniki ci$nienia w oponach, cyfrowym
ci$nieniomierze ci$nieniomierzem
elektromechaniczne wzorcowym
(ci$nieniomierze zegarowe,
przetworniki ci$nienia z Ci$nienie
wyjs$ciem mierzonej wielkosci) 0 kPa az 7 MPa Gaz | bezwzgledne 0,05 % +100 Pa
-100 kPa az 0 kPa Gaz | Nadci$nienie 130 Pa
0kPa  az 35 kPa 18 Pa
35kPa  az 7 MPa 0,05 %
Ciénienie
0OkPa  az 7 MPa Plyn | bezwzgledne 0,05 % +100 Pa
7MPa az 70 MPa 0,05 %
70 MPa  az 140 MPa 0,2 %
0 MPa az 1,4 MPa Plyn | Nadcis$nienie 1,4 kPa
1,4 MPa az 70 MPa 0,05 %
70 MPa az 140 MPa 0,2%

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Warto$ci niepewnosci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostato podane inaczej. Wartos¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zalezno$ci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowiazuja nizsze warto$ci
niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne pro

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

Strona 11 z 20




Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Temperatura
Wzorcowana wielko$¢ / Nominalny zakres ’ Najnizsza podawana Identyfikacja -
LP! Przedmiot Param‘e:Irlgz:uerL niepewno$¢ Zasada wzorcowania procedury Plalf:w
wzorcowania min jedn. maks  jedn. wi ! pomiaru? wzorcowania®
1* | Termometry Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TEI
bezposrednio wzorcowym w piecu kalibracyjnym
wskazujace -30 °C do 0°C 0,14 °C
Por6wnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,08 °C | wzorcowym w lazni cieczowej
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 200 °C 0,22 °C | wzorcowym w piecu kalibracyjnym
200 °C do 300 °C 0,32 °C
300 °C do 400 °C 0,42 °C
400 °C do 500 °C 0,52 °C
500 °C do 650 °C 0,67 °C
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
650 °C do 1100 °C 1,5°C Wzorcowym w piecu powietrznym
Termometr Poréwnanie z pirometrem wzorcowym | KP TE4
bezdotykowy na tarczowym albo bez szczelinowym
-10 °C do 200 °C 3,0°C ciele czarnym
200 °C do 500 °C 6,0 °C
500 °C do 800 °C 10,0 °C
2* | Termoelektryczne Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TE2
czujniki temperatury -30°C do 0°C 0,7°C  |wzorcowym w piecu kalibracyjnym
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,7 °C wzorcowym w fazni cieczowej
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 550 °C 09°C wzorcowym w piecu kalibracyjnym
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
550 °C do 800 °C WZOorcowym w piecu powietrznym
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Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zaljcznik jest integralng czeScig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

LP! wzorcl.;:'vzael:;:n?(:: i it BiaEATSNy) i err. Najnlllzi:f):vg(l)lgzéw e Zasada wzorcowania I‘:)er':)tcye‘;';::;]a Sk
wzorcowania min jedn. maks jedn. wielkosci pomiaru? wzorcowania® ka
3* |Rezystorowe czujniki Poréwnanie z cyfrowym termometrem |KP TE3 1
zy l ylrowy
temperatury -30 °C do 0°C 0,15°C |wzorcowym w piecu blokowym
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
0°C do 100 °C 0,13 °C |wzorcowym w lazni cieczowej
Poréwnanie z cyfrowym termometrem
100 °C do 400 °C 0,45 °C | wzorcowym w piecu blokowym

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadzaé¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg¢scia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienistwo pokrycia wynosi 95%.

Wartosci niepewnosci podane bez jednostki s3 wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnietych przez laboratorium;

warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartoéci dopuszczalnych powigzanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane s3 tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Wielkosci elektryczne

LP! Wzorcowana wielkos$¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana 7 . Identyt:ljkacja Placow-
Przedmiot wzorcowania . : . wielkoSci niepewno$¢ pomiaru? BRI W2OYCAANIA EESSERRE ka
min jedn. maks jedn. P P wzorcowania®
1* | Napigcie state / Zrodla Pomiar bezposéredni KP EL2
napiecia statego 0 mV do 100 mV 0,0062 % + 6,1 uV multimetrem wzorcowym
p g
0,1V do 1V 0,0047 % + 16 pV
Y do 10V 0,0047 % + 0,14 mV
10V do 100 V 0,0079 % + 2,0 mV
100 V do 1000 V 0,0079 % + 20 mV
2* | Napiecie state / Bezposrednie generowanie |KP ELI
Przyrzady pomiarowe kalibratorem wzorcowym
napiecia statego 0 mV do 200 mV 0,0053 % + 7,7 pV
02V do 2V 0,0028 % + 15 uV
2V do 20V 0,0028 % + 0,15 mV
20V do 200 V 0,0028 % + 1,5 mV
200V do 1000 V 0,0035 % + 17 mV
3% Prad staly / Zrodta Pomiar bezposredni KP EL2
radu statego 0 pA do 10 pA 0,050 % + 6,1 nA multimetrem wzorco
pra g n wym
10 pA do 100 pA 0,074 % + 17 nA
0,1 mA do 1 mA 0,075 % + 0,16 pA
1 mA do 10 mA 0,034 % + 1,2 pA
10 mA do 100 mA 0,034 % + 12 pA
100 mA do 1A 0,068 % + 0,15 mA
1A do 3A 0,061 % + 1,1 mA
4* | Prad staly / Przyrzady e, Bezposrednie generowanie |KP EL1
pomiarowe pradu of0 a /\,\ kalibratorem wzorcowym
stalego 0 pA do 200 pA ‘.&\3\ A "i)c\, 0,020 % + 73 nA
0,2 mA do 2 mA g / 0,016 % + 0,13 pA
2 mA do 20 mA ; 0,009 % + 0,94 pA
20 mA do 200 mA % 0,012 % +9,7 pA
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

. | Wzorcowana wielko$é / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacin | by
LP Przedmiot wzorcowania " . 2 wielkosci niepewno$¢ pomiaru? RSN TR procedury: ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania®
0,2 A do 2A 0,018 % + 0,13 mA
2A do 30 A 0,069 % + 2,5 mA
Symulacja przy pomocy
30 A do 1500 A 0,42 % + 0,13 A cewki pradowej
5* | Napigcie zmienne / Pomiar bezpos$redni KP EL2
Zro6dta napiecia multimetrem wzorcowym
zmiennego 0,1 mV do 100 mV 10 Hzdo 20 kHz 0,086 % + 36 uVv
20 kHz do 50 kHz 0,16 % + 59 uv
50kHz do 100 kHz 0,69 % +93 uv
0,1V do 1V 10 Hz do 20 kHz 0,076 % + 0,43 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 0,73 mV
50 kHz do 100 kHz 0,71 % + 0,81 mV
1V do 10V 10 Hzdo 20 kHz 0,076 % + 4,4 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 7,3 mV
50 kHz do 100 kHz 0,71 % + 17 mV
10V do 100 V 10 Hzdo 20 kHz 0,076 % + 44 mV
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 73 mV
50kHz do 100 kHz 0,71 % + 81 mV
100 V do 750 V 10 Hz do 20 kHz 0,07% + 0,35V
20 kHz do 50 kHz 0,14 % + 0,59 V
50 kHz do 100 kHz 0,61 % +1,5V
6* |Napigcie zmienne / Bezposrednie generowanie |KP ELI
Przyrzady pomiarowe e kalibratorem wzorcowym
napigcia zmiennego 0,1 mV do 200 mV 10 \d%);ftfs gfzﬂ\ 0,16 % + 64 uv
45 H do JO KHZ )\ 0,049 % + 69 puV
0,12 % + 86 uV
0,20 % + 98 uv
02V do 2V 0,082 % + 0,38 mV
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Zalacznik jest integralng czescig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

1 Wzorcowana wielko$¢ / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana ; Tdentyfikacia Placow-
LP Przedmiot wzorcowania ) P ; wielkoSci niepewno$é pomiaru? RSN IEpEaREuS procedur)_' 3 ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania
45 Hzdo 10 kHz 0,042 % + 0,29 mV
10 kHz do 20 kHz 0,12 % + 0,46 mV
20 kHz do 50 kHz 0,17 % + 0,73 mV
2V do 20V 10 Hz do 45 Hz 0,084 % + 3,8 mV
45 Hz do 10 kHz 0,042 % + 2,7 mV
10 kHz do 20 kHz 0,12 % + 4,7 mV
20 kHz do 50 kHz 0,17 % + 5,6 mV
20V do 200V 30 Hzdo 45 Hz 0,082 % +31 mV
45 Hz do 10 kHz 0,10 % +43 mV
10 kHz do 20 kHz 0,14 % + 56 mV
20 kHz do 40 kHz 0,17 % + 61 mV
200V do 1000 V 30 Hzdo 45 Hz 0,082 % + 0,45V
45Hzdo 1kHz 0,09 % + 0,28 V
1 kHz do 5 kHz 0,14 % + 0,38 V
SkHzdo 10 kHz 0,16 % + 0,49 V
7* | Prad zmienny / Zrédta Pomiar bezposredni KP EL2
pradu zmiennego 0,1 pA do 100 pA 10 Hzdo 1kHz 0,15% +7,3nA multimetrem wzorcowym
0,1 mA do 1 mA 10 Hzdo 5 kHz 0,10 % + 0,51 pA
1 mA do 10 mA 10 Hzdo 5 kHz 0,10 % + 5,1 pA
10 mA do 100 mA 10 Hzdo 5 kHz 0,10 % + 51 pA
0,1 A do 1A 10 Hzdo 5 kHz 0,10 % + 0,51 mA
1A do 3A 10 Hzdo 5 kHz 0,15 % + 3,4 mA
8* | Prad zmienny / of0 @k, \ Bezposrednie generowanie |KP ELI1
Przyrzady pomiarowe ,\\)\ ¥ A 8 ;\ kalibratorem wzorcowym
pradu zmiennego 20 nA do 200 pA 10’ Hz cllo hS Hz\"g’) \ 0,25% +0,40 pA
[ 45 Hzdo*TkHz .| 0,08% +0,30 pA
0,2 mA do 2 mA ?ﬁ Hzdo45Hz O | 023 %+ 0,40 pA

\ o
11_01-P508b K-20221122

@z do 1kHzS [/

0,06 % + 0,30 pA
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Zalacznik jest integralng czescia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Lpt | Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana z : Identyfikacja | 5, 5w
Przedmiot wzorcowania . s . wielkoSci niepewnos$¢ pomiaru? Asadn wzoOrCowaRIN procedur)j ka
min jedn. maks jedn. P p wzorcowania®
2 mA do 20 mA 10 Hz do 45 Hz 0,23 % +45 pA
45Hz do 1kHz 0,05 % + 3,0 pA
20 mA do 200 mA 10 Hzdo 45 Hz 0,23 % +45 pA
45 Hzdo 1kHz 0,05 % + 30 pA
02 A do 2A 10 Hzdo 45 Hz 0,23 % + 0,45 mA
45 Hz do 1kHz 0,06 % + 0,30 mA
2A do 30 A 30 Hzdo 45 Hz 0,23 % + 4,5 mA
45 Hzdo 100 Hz 0,06 % + 3,0 mA
100 Hzdo 1kHz 0,60 % + 5,8 mA
Symulacja przy pomocy
30 A do 1500 A 30 Hzdo 60 Hz 0,42 % + 0,13 A cewki pradowej
9% | Rezystancja pradu Bezposrednie generowanie |KP EL 1
statego / Przyrzady kalibratorem wzorcowym
pomiarowe rezystancji
pradu statego 0,1 Q 8,7mQ
1Q 8,9 mQ
10Q 11 mQ
100 20 mQ
1kQ 0,16 Q
10 kQ 1,6 Q
100 kQ 15Q
1 MQ 0,29 kQ
10 MQ 8,0 kQ
100 MQ 0,98 MQ
1 GQ 22 MQ
0Q do 100 Q 0,018% +88mQ
100 Q do 330 Q 0,012% + 0,11 Q
330 Q do 1 kQ 0,01 % +0,19 Q
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Zalacznik jest integralng cze¢scig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.
obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivanlice

. | Wzorcowana wielkosé / Nominalny zakres Parametr(y) mierz. Najnizsza podawana . Identyfikacja | b, 5w
ol Przedmiot wzorcowania : : . wielkoSci niepewno$¢ pomiaru? Zasadarwroxcovsia procedur)" 3 ka
min jedn. maks jedn. wzorcowania
1 kQ do 3,3kQ 0,012 % + 0,29 Q
3,3 kQ do 10 kQ 0,0082 % + 1,4 Q
10 kQ do 33 kQ 0,012% +2,2Q
33 kQ do 100 kQ 0,0066 % + 18 Q
100 kQ do 330 kQ 0,011% +24Q
330 kQ do 1 MQ 0,0066 % + 0,18 kQ
1 MQ do 3,3 MQ 0,013 % + 0,24 kQ
3,3 MQ do 10 MQ 0,0075 % + 1,8 kQ
10 MQ do 33 MQ 0,052 % + 6,4 kQ
33 MQ do 100 MQ 0,064 % + 0,21 MQ
100 MQ do 330 MQ 1,3 % + 1,9 MQ
330 MQ do 1 GQ 2,4 % + 13 MQ
10* | Pojemno$¢ / Mierniki Bezposrednie generowanie |KP EL1
pojemnosci za pomocg kalibratora
elektrycznej 1 nF 1 kHz 0,48 % standardowego
2 nF 1 kHz 0,73 %
S nF 1 kHz 0,70 %
10 nF 1 kHz 0,54 %
100 nF 1 kHz 0,41 %
1 pF 1 kHz 0,65 %
10 pF 1 kHz 0,98 %
Poréwnanie z multimetrem
10 uF do 100 pF P 1,2 % wzorcowym

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczen?ﬁ' tq\gw Wzdre%nz}m sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka

Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czgscia CMC i jest najnizsz w@’oscna o@pownedr{
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartoéci, o ile nie zosta
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkéw ko kr

niepewnosci.

W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa tylko te konkretne pro

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01 -P5CEB“‘K=20221 122

ane n/)acze,} Warto
cgo wzo?é@%\(mla DD identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci

ury. W dokumem@
% -5

pewnoécn Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.

igpewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkow osiagnigtych przez laboratorium;

z daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg najnowsze wydania podane;j
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Zaljcznik jest integralng czeScig
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC dla dzialu mierzonej wielkoSci:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

Wielkosci czasu i czgstotliwosci

Nominalny zakres Najnizsza X
1 Wzorcowana wielko$¢ / Parametr(y) mierz. podawana < Iientyfiiacix Placéow-
LP . . : . . . S ¢ e Zasada wzorcowania procedury
Przedmiot wzorcowania min jedn. maks jedn. wielkoS$ci niepewnos¢ . 3 ka
. i wzorcowania
pomiaru
1 Przedziat czasu / przyrzady Poréwnanie z KP Cl1
pomiarowe czasu, stopery, wzorcowym stoperem
czasomierze ls do 86400 s 0,5s zegarowym
2* | Czgstotliwo$¢ /mierniki Bezposrednie KP EL1
niskiej i wysokiej generowanie przez
czestotliwosci 1 Hz do 100 kHz 1,7.10° |Kkalibrator wzorcowy
100 kHz do 1000 kHz 2,3.10°¢
10 MHz 1,7.10°

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego statymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza wartoscia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostalo podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzgledne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkow konkretnego wzorcowania. Dla identycznych wartosci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane s3 tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktore identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej
procedury (wlacznie wszystkich zmian).

11_01-P508b K-20221122
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Zalacznik jest integralng cze¢scia
Swiadectwa Akredytacji nr: 317/2024 z dnia: 02/07/2024

Podmiot akredytowany zgodnie z CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

M & B Calibr, spol. s r.o.

obiekt numer 2301, Laboratorium wzorcujace
Krumlovska 1454/26, 664 91 Ivancice

CMC dla dzialu mierzonej wielkosci: Wilgotnos¢
Nominalny zakres Najnizsza .
1 Wzorcowana wielko$¢ / Parametr(y) mierz. podawana . Tdextyfiicaeln Placow-
LP . . : . : . . . ix Zasada wzorcowania procedury
Przedmiot wzorcowania min jedn. maks jedn. wielkoSci niepewno$¢ A ka
N wzorcowania
pomiaru
1*  |Przyrzady pomiarowe Poréwnanie pomiaru z KP VLI
wilgotnosci oprocz wzorcowym
psychrometrow wilgotnos$ciomierzem w
10 % RH do 95 % RH (20 do 40) °C 2,3 % RH | generatorze wilgotnosci

W przypadku, jezeli laboratorium moze przeprowadza¢ wzorcowanie poza jego stalymi pomieszczeniami, to owe wzorcowania sa w liczbach porzadkowych oznaczone gwiazdka
Rozszerzona niepewno$¢ pomiaru jest zgodnie z ILAC-P14 i EA-4/02 M czg$cia CMC i jest najnizsza warto$cia odpowiedniej niepewnosci. Jezeli nie zostato podane inaczej, jej prawdopodobienstwo pokrycia wynosi 95%.
Wartosci niepewnosci podane bez jednostki sa wzglgdne wobec zmierzonej wartosci, o ile nie zostalo podane inaczej. Warto$¢ niepewnosci tu podana wywodzi si¢ z najlepszych warunkéw osiagnigtych przez laboratorium;
warto$¢ niepewnosci konkretnego wzorcowania moze by¢ wyzsza w zaleznosci od warunkéw konkretnego wzorcowania. Dla identycznych warto$ci dopuszczalnych powiazanych zakresow, obowiazuja nizsze wartosci
niepewnosci.
W dokumentach z data, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sg tylko te konkretne procedury. W dokumentach bez daty, ktére identyfikuja procedury wzorcowania uzywane sa najnowsze wydania podanej

procedury (wlacznie wszystkich zmian).

,,Niniejszy dokument przedstawia zalqgcznik do swiadectwa akredytacji. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomigdzy wersjq polskq i czeskq, decydujqcq jest wersja czeska,
co obowigzuje nie tylko dla zalgcznika Swiadectwa, ale takze samego swiadectwa.”
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